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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity —
Radiated disturbance measurements

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide orgamzatlo en cagmprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). 0 promote
international co-operation on all questions concerning standardization in he elec lectronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internation al” Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and eferred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical commi D E ational €ommittee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatp , governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also partigipate—i i arati IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization ith” conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEG on ch s\n€arly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subj SinCe \ techhical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

Committees in that sense. While all reasonable

orts are made/to ensure that the technical content of IEC
e nsible\forvthe way in which they are used or for any

of ‘conformity. Independent certification bodies provide conformity
access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
ation bodies.

es and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications:

Attention is drawn~to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of CISPR 16-2-3 consists of the third edition (2010)
[documents CISPR/A/886/FDIS and CISPR/A/892/RVD and its amendment1 (2010)
[documents CISPR/A/878/CDV and CISPR/A/894/RVC]. It bears the edition number 3.1.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and
has been prepared for user convenience. A vertical line in the margin shows where the
base publication has been modified by amendment 1. Additions and deletions are
displayed in red, with deletions being struck through.
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International Standard CISPR 16-2-3 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio-
interference measurements and statistical methods.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition: addition of the measurand for radiated emissions measurements in an OATS and a
SAC in the range of 30 MHz to 1 000 MHz, and addition of a new normative annex on the
determination of suitability of spectrum analysers for compliance tests. Also, numerous
maintenance items are addressed to make the standard current with respect to other parts of
the CISPR 16 series.

It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107,
Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic compatibility
publications.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Di

A list of all parts of the CISPR 16 series, published under the eral ti pecification for
radio disturbance and immunity measuring apparatus and m fournd on the IEC
website.

remain unchanged until the stability date
"http://webstore.iec.ch”" in the data related'tq the specific ) . Atthis date, the publication will
be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised €diti

* amended.

IMPORTANT - Th
that it contai
understanding o
colour printér.

on the cover page of this publication indicates
hICh are considered to be useful for the correct
sers should therefore print this document using a

S\S
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INTRODUCTION
(to amendment 1)

The recent addition of FFT-based measuring instrumentation in CISPR 16-1-1 necessitates
the addition of related specifications for the test methods covered in CISPR 16-2-3. Those
new specifications are introduced in this amendment.

@%
S
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SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity —
Radiated disturbance measurements

1 Scope

d disturbance
phenomena in the frequency range of 9 kHz to 18 GHz. The aspec easurement
uncertainty are specified in CISPR 16-4-1 and CISPR 16-4-2.

NOTE In accordance with IEC Guide 107, CISPR 16-2-3 is a basic
committees of the IEC. As stated in Guide 107, product committees a g it etermining the
applicability of the EMC standard. CISPR and its sub-committees a e afe with product
committees in the evaluation of the value of particular EMC tests for spécifi S

2 Normative references

CISPR 16-1-1, Specificatio
methods - P 1
Measuring appa

anee and immunity measuring apparatus and
distivbance and immunity measuring apparatus -—

adio disturbance and immunity measuring apparatus
rbance and immunity measuring apparatus — Ancillary
equipment —
Amendment

equipment — Radiated disturbances

CISPR 16-2-1:2008, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted
disturbance measurements

CISPR 16-4-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 4-1: Uncertainties, statistics and Ilimit modelling — Uncertainties in
standardized EMC tests

CISPR 16-4-2, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC
measurements
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CISPR 16-4-5, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling — Conditions for the use of
alternative test methods

IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

Amendment 1 (1997)

Amendment 2 (1998)

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and
measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
Amendment 1 (2007)

neasurement
aveguides

IEC 61000-4-20, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testin,
techniques — Emission and immunity testing in transverse electromag
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Figure D.1 — Exemple de mesure de DPA par la Méthode 1 pour des perturbations
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Figure D.2 — Exemple de mesure de DPA par la Méthode 2 pour des perturbations
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L’IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesures des perturbations rayonnées

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une orgamsat|
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Co S

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — en ités — publie des Normes
1 ions accessibles au

traité peut participer. Les
organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et non go ¢ avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement ave igati nale de Normalisation (1SO),

3) Les Publications de la CEIl se présentent s e _de mandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CE > s raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du ce Ub|l atior’s; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise uti en espfaite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourage les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a applique es Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régjenales. di es entre toutes Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou ré e i Qiven e indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEIl elle-mémeire f it aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants

6) Tous les utilisateurs doivent er qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication

7) Aucune ' it \&tre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires compris ses, experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationau \pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

dommage de~quelque‘\nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les~dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication’de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CISPR 16-2-3 comprend la troisiéme édition (2010)
[documents CISPR/A/886/FDIS et CISPR/A/892/RVD] et son amendement1 (2010)
[documents CISPR/A/878/CDV et CISPR/A/894/RVC]. Elle porte le numéro d'édition 3.1.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition
de base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour
I'utilisateur. Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été
modifiée par I'amendement 1. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les
suppressions sont barrées.
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La Norme internationale CISPR 16-2-3 a été établie par le sous-comité A du CISPR: Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette édition contient les modifications techniques significatives suivantes par rapport a
I'édition précédente: ajout du mesurande pour les mesures des émissions rayonnées dans un
OATS (Site d'essai en espace libre) et une SAC (Chambre semi-anéchoique) dans la gamme
de 30MHz a 1000 MHz et ajout d'une nouvelle annexe normative concernant la
détermination de la pertinence des analyseurs de spectre pour les essais de conformité. Un
grand nombre de points relatifs a la maintenance sont également traités afin d'adapter la
norme aux autres parties de la série CISPR 16.

Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl,
Compatibilité électromagnétique - Guide pour la rédaction des ations sur la
compatibilité électromagnétique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie

"http://webstore.iec.ch" dans les donné
la publication sera
* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une gditi

« amendée.

IMPORTANT - L
publication indi

inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
ntient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
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INTRODUCTION
(d 'amendement 1)

L'ajout récent d'instruments de mesure basé sur la FFT dans la CISPR 16-1-1 nécessite des
ajouts dans les spécifications des méthodes d’essai couvertes par la CISPR 16-2-3. Ces
nouvelles exigences sont présentées dans le présent amendement.

@6@
S
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L’IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesures des perturbations rayonnées

1 Domaine d'application

spécifiques.

2 Reéférences normatives

amendements).

CISPR 14-1:2005, — Exigences pour les appareils

électrodomestiques, o S & iques etappareils analogues — Partie 1: Emission

CISPR 16-1-1, Spjc' des et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de rturbations radioélectriques — Partie 1-1: Appareils de
mesure des perturbation ques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —

Appareils de~mesure\ des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
Sriels auxiliaires — Perturbations conduites

Amendement 1 (200
Amendement 2 (2006)

CISPR 16-1-4:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées

CISPR 16-2-1:2008, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-1:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
conduites
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CISPR 16-4-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainties in
standardized EMC tests (disponible en anglais seulement)

CISPR 16-4-2, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-2: Incertitudes,
statistiques et modélisation des limites — Incertitudes de mesure CEM

CISPR 16-4-5, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling — Conditions for the use of
alternative test methods (disponible en anglais seulement)

CEI 60050-161:1990, Vocabulaire électrotechnique international
Compatibilité électromagnétique
Amendement 1 (1997)
Amendement 2 (1998)

(VE Chapitre 161:

CEI 61000-4-3:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM, je ™ 4x3: ues d'essai

radioélectriques
Amendement 1 (2007)

CEI 61000-4-20, Compatibilité électromagnétiqu ien4-20: Techniques d'essai et
de mesure — Essais d'émission et d'im ité

N
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